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(pieczęć wydziału)	KARTA PRZEDMIOTU
		Nazwa przedmiotu: PRZETWARZANIE I WIZUALIZACA DANYCH POMIAROWYCH
		Kod przedmiotu:
 Ms2-13-II

		Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2017/2018

		Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

		Forma studiów: studia stacjonarne

		Kierunek studiów: MECHATRONIKA	(RE)

		Profil studiów: ogólnoakademicki

		Specjalność: ZASTOSOWANIA MECHATRONIKI W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ

		Semestr: II

		Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Mechatroniki

		Prowadzący przedmiot: dr inż. Marek KCIUK

		Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty specjalnościowe

		Status przedmiotu: obowiązkowy

		Język prowadzenia zajęć: polski

		Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: brak

		Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie kompetencji do programowania skomputeryzowanych stanowisk pomiarowych. Zakres zagadnień obejmuje akwizycję, przetwarzanie, prezentację i archiwizowanie danych pomiarowych

		Efekty kształcenia:[footnoteRef:1] [1:  należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia] 


	Nr
	Opis efektu kształcenia
	Metoda sprawdzenia efektu kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć
	Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

	1
	Zna zasady oraz algorytmy działania zautomatyzowanych i komputerowych układów pomiarowych w tym przemysłowych systemów kontrolno-pomiarowych 
	Kolokwium
	wykład
	K2A_W02 (+)

	2
	Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu komputerowych układów pomiarowych, zna podstawowe struktury programistyczne stosowane w LabVIEW do oprogramowania komputerowych stanowisk pomiarowych
	Kolokwium
	wykład
	K2A_W04 (+)

	3
	Potrafi oprogramować zautomatyzowane stanowisko pomiarowe w środowisku LabVIEW lub innym, wybranym środowisku programistycznym wysokiego poziomu
	Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
	Laboratorium
	K2A_U20 (++)

	4
	Potrafi dobrać odpowiednią strukturę programistyczną do oprogramowania komputerowego stanowiska pomiarowego stosowanego m.in. do automatycznej kontroli jakości
	Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
	Laboratorium
	K2A_U07 (++)

	5
	[bookmark: _GoBack]Potrafi zaprojektować proces testowania produktu lub półproduktu związany z kontrolą jakości 
	Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
	Laboratorium
	K2A_U11 (++)

	6
	Potrafi określić sposób postępowania i przydzielić zadania w sekcji laboratoryjnej oraz systematycznie oddawać raporty z ćwiczeń
	Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
	Laboratorium
	K2A_K01 (++)

		Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	
	15
	
	30
	
	

		Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykłady: Wprowadzenie do języka G i środowiska programistycznego LabVIEW. Co to jest wirtualny przyrząd pomiarowy. Co to jest system pomiarowy i skomputeryzowany system pomiarowy. Komunikacja ze sprzętem pomiarowym z poziomu  LabVIEW, RS232, GPIB, LAN. Teoria grafów i jej zastosowanie w tworzeniu aplikacji. Podstawowe struktury programowe w LabVIEW (maszyna stanów, system zdarzeń). Aplikacje wielowątkowe i złożone struktury przetwarzania danych pomiarowych, metody przesyłania danych między wątkami (kolejkowanie, zmienne współdzielone, rejestry). Złożone struktury systemów pomiarowych. Praca zdalna z aplikacją pomiarową. Projektowanie interfejsu użytkownika przyrządu wirtualnego. Przykładowe przemysłowe stanowiska kontrolno-pomiarowe stosowane w kontroli jakości produktów.
Laboratorium
1. Konfiguracja urządzeń w programie Measurement & Automation Explorer (MAX),
2. Nawigacja w LabVIEW,
3. Debugowanie i wyszukiwanie błędów w programie,
4. Tworzenie programów VI,
5. Dane i grupowanie danych – podstawowe struktury danych w LabVIEW,
6. Zarządzanie zasobami i formaty plików danych,
7. Tworzenie aplikacji modułowych,
8. Podstawowe modele i techniki programowania (maszyna stanów),
9. Metody synchronizacji pomiarów,
10. Programowanie systemu zdarzeń,
11. Obsługa błędów,
12. Projektowanie i oprogramowanie interfejsu użytkownika,
13. Operacje na plikach,
14. Modernizacja i rozbudowa programu,
15. Tworzenie i dystrybucja (samodzielnych) programów.

		Egzamin: NIE

		Literatura podstawowa:
1. National Instruments Corporation: LabVIEW core 1 Course Manual 2010,
2. National Instruments Corporation: LabVIEW core 1 Ćwiczenia 2010,
3. National Instruments Corporation: LabVIEW core 2 Course Manual 2010,
4. National Instruments Corporation: LabVIEW core 2 Ćwiczenia 2010,
5. National Instruments Corporation: LabVIEW Tutorial Manual, 1996,
6. National Instruments Corporation: LabVIEW Measurement Manual, 2000,
7. Nowak A.: Grafy. Teoria i zadania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006,

		Literatura uzupełniająca:
1. Chruściel M.: LabVIEW w praktyce. Wydawnictwo BTC, 2008,
2. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW. wydawnictwo PAK, 2005,
3. National Instruments Corporation: User Guide and Specification NI USB-6008/6009,
4. Winiecki W. Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006

		Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia

	Lp.
	Forma zajęć
	Liczba godzikontaktowych / pracy studenta

	1.
	Wykład
	15h  / 5h – przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego,

	2.
	Ćwiczenia
	 / 

	3.
	Laboratorium
	 30h / 10h – w tym przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (2h), przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (8h),

	4.
	Projekt
	 / 

	5.
	Seminarium
	 / 

	6.
	Inne
	 / 

	
	Suma godzin:
	 45h / 15h

		Suma wszystkich godzin:
	60

		Liczba punktów ECTS:[footnoteRef:2] [2:  1 punkt ECTS – 30 godzin] 

	2

		Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego:
	2

		Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty):
	1

		Uwagi:


	Zatwierdzono:

………………………….….	…………………………………………………....
	(data i podpis prowadzącego)	(data i podpis Kierownika Katedry)
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